






































专利名称(译) 分析装置
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其他公开文献 US20090104074A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种一次性测定装置，其测定一个或多个样品，并将测定数据或信息传
输到远程接收系统。该装置具有一个或多个测定环境传感器，其配置成
监测一个或多个测定背景因子。
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